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Code SH

Désignation

Observations

ex

9030.90

Parties et accessoires d’instruments et d’appareils pour la mesure
ou le controle des plaquettes ou des dispositifs a
semi-conducteurs

9030.90

Parties d’instruments et d’appareils pour la mesure ou le
contrdle des plaquettes ou des dispositifs 2 semi-conducteurs

9031.41

Instruments et appareils optiques pour le controle des plaquettes
ou des dispositifs 2 semi-conducteurs ou pour le controle des
masques, des photomasques ou des réticules utilisés dans la
fabrication des dispositifs & semi-conducteurs

9031.49

Instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de
contamination par particules de la surface des plaquettes a
semi-conducteurs

9031.90

Parties et accessoires d’instruments et appareils optiques pour le
contrdle des plaquettes ou des dispositifs & semi-conducteurs ou
pour le contrdle des masques, des photomasques ou des réticules
utilisés dans la fabrication des dispositifs 2 semi-conducteurs

9031.90

Parties et accessoires d’instruments et appareils optiques pour la
mesure du niveau de contamination par particules de la surface
des plaquettes 2 semi-conducteurs




